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Narodni predmluva

Citované normy

IEC 50(351):1975 nahrazena IEC 60050-351:1998 zavedenou v CSN IEC 60050-351:1998 (33 0050)



Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - C4st 351: Automatické Fizeni

IEC 50(391):1975 nahrazena IEC 50(393):1995 zavedenou v CSN IEC 50(393):2000 (33 0050)
Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 393: Pfistroje jaderné techniky - FyzikdIni jevy a
zakladni pojmy

IEC 50(392):1976 nahrazena IEC 50(394):1995 zavedenou v CSN IEC 50(394)+A1:1997 (33 0050)
Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 394: Pristroje jaderné techniky - Pfistroje

IEC 86-1:1993 nahrazena IEC 60086-1:2000 zavedenou v CSN EN 60086-1 ed. 2:2001 (36 4110) Primarni
baterie - Cast 1: Véeobecné (idt EN 60086-1:2001, idt IEC 60086-1:2000)

IEC 86-2:1993 nahrazena IEC 60086-2:2000 zavedenou v CSN EN 60086-2 ed. 2:2001 (36 4110) Primarni
baterie - Cast 2: FyzikaIni a elektrické specifikace (idt EN 60086-2:2001, idt IEC 60086-2:2000)

IEC 293:1968 (zrudena bez nahrady) zavedena v CSN IEC 293:1996 (35 6600) Napajeci napéti pro
tranzistorové pristroje jaderné techniky

IEC 359:1987 zavedena v CSN IEC 359:1994 (35 6504) VyjadFovani vlastnosti elektrického a elektronického
mériciho zafizeni

IEC 777:1983 zavedena v CSN IEC 777:1999 (35 6641) Nazvoslovi, veli¢iny a jednotky radia¢ni ochrany

IEC 1187:1993 zavedena v CSN EN 61187:1997 (35 6506) Elektricka a elektronickd mé¥ici zafizenf -
Privodni dokumentace (idt EN 61187:1994, mod IEC 1187:1993)

Vypracovani normy
Zpracovatel: Bohumil Hajek, ICO 44368933
Technicka normalizaCni komise: TNK 56 Elektrické méfici pristroje

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Tomas Pech

Strana 3

MEZINARODNi NORMA

Pristroje jaderné techniky - IEC 1306
Mikroprocesorova zarizeni k méreni jaderného zareni 1. vydani
1994-07
Obsah
Strana
Pfedmluva



4.1

5 Navrh a
charakteristiky

5.2

5.3 Rozhrani
detektoru

5.4 Mikroprocesorové/pamé»ové/pomocné

5.5 Cislicové



5.7  Cislicové
vystupy

5.8 Analogové
vystupy

5.9 Sériové komunikacni

6 VSeobecné zkuSebni
101 U] o)V PSPPSR 15

6.1
VSeobecné

6.3 Obecné usporadani pro
74 o1V L] (U T OO SOPPRRPPTP 15

6.4 Predmét
zkousek

7.2 Osvédcenf
vyrobce

7.3 Navod k obsluze a



UL [ o= TP P PP PP PPN 18

8 Modularni mikroprocesorovy mér
IMPUIZL.vveeciec e

8.1 Konstrukce a
vlastnosti

8.2 Charakteristiky a zkuSebni

8.2.1 Vstupni
charakteristiky

8.2.2 Vliv silnych poli zareni gama a

NEULTONU....ceeee e e e e e eeeeeeeeeeeeeee e e

8.2.3 \Vystrazné
funkce

Cetnosti

Strana 4

8.2.4 Doba
odezvy

Strana

8.2.5 Doba
nabéhu

8.2.6
Presyceni

8.2.7

8.2.9 Okolni



teplota

8.2.10 Relativni
vihkost

8.2.11 Citelnost
zobrazovace

8.2.12 Odolnost proti
vlhkosti

8.2.15

8.2.16 RozliSovaci
doba

8.2.17 Vystupni
charakteristiky

8.2.18 Prechodové jevy
0T o 1= Y110 L ORI
24

8.2.19
Spolehlivost

8.2.20 Obdobi
starnuti



9.1 Navrh a
vlastnosti

9.2 Charakteristiky a zkusebni

9.2.1 Analogové
vystupy

9.2.2 Prenosova
funkce

9.2.3
Dekontaminace

9.2.4
Kalibrace

9.2.5 Pomocna
zarizeni

9.2.6 Dodatec¢né napajeci
(o 0 =T =1 =L 1] 1S

10 Osobni a pfenosna mikroprocesorova zafizeni k méreni
ZATENI .ot

10.1 Navrha
vlastnosti

10.2 Charakteristiky a zkuSebni

10.2.1 Padova
zkouska

10.2.2 Bateriovy
provoz



11

Mikroprogramové vybaveni pro mikroprocesorova zafrizeni k méreni jaderného

ZATeNT e 29

11.1

Vseobecné

Uvahy

11.2

11.2.

Charakteristiky a zkuSebni

1 Navrh

programu

11.2.

2 Programova

dokumentace

Strana 5

Predmluva

1)

IEC (Mezinarodni elektrotechnickd komise) je celosvétovou normalizacni organizaci, zahrnujici vSechny narodni
elektrotechnické komitéty (ndrodni komitéty IEC). Cilem IEC je podporovat mezindrodni spolupraci ve viech otdzkach, které se
tykaji normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tim Gcelem, kromé jinych Cinnosti, IEC vydava
mezinarodni normy. Jejich pfiprava je svéfena technickym komisim, kazdy nérodni komitét IEC, ktery se zajima o
projednavany predmét, se mlze téchto pripravnych praci zdi¢astnit. Mezinarodni vladni i nevladni organizace, s nimiz IEC
navazala pracovni styk se této pfipravy rovnéz zuc¢astnuji. IEC Uzce spolupracuje s Mezinarodni organizaci pro
normalizaci (I1SO) v souladu s podminkami dohodnutymi mezi témito dvéma organizacemi.

Oficialni rozhodnuti nebo dohody IEC tykajici se technickych otdzek vyjadfuji v nejvétsi mozné mire mezinarodni
shodu v nazoru na prfedmét, kterého se tykaiji, jelikoZ jsou v kazdé technické komisi zastoupeny vsechny
zainteresované narodni komitéty.

Vypracované dokumenty maji formu doporuceni pro mezinarodni pouZiti publikovanych formou norem, technickych
zprav nebo pokynl a v tomto smyslu jsou pfijimany narodnimi komitéty.

Na podporu mezinarodniho sjednoceni narodni komitéty IEC pfebiraji mezinarodni normy IEC transparentné v
normalni mozné mife do svych narodnich a regiondlnich norem. Kazdy rozdil mezi normou IEC a odpovidajici narodni
nebo regiondlni normou se v téchto normach jasné vyznadi.

Mezinarodni norma IEC 1306 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 45 Pfistroje jaderné techniky.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

DIS

Zprava o hlasovani

45(C0)223 45(C0)264

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani



uvedené v tabulce.
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Uvod

Pouziti mikroprocesorové techniky v pfistrojich k detekci a monitorovani zareni zménilo filozofii
konstrukce samotnych pristrojl. Stejna zakladni struktura tedy konstruktérovi umoznuje realizovat
Sirokou Skalu funkci, od jednoduchych méricd ¢etnosti k méricim pristrojiim s komplexnim vybavenim
ke zpracovani signalu v¢etné nékolika vstupnich/vystupnich zafizeni.

s

VSechny mikroprocesorové pristroje jsou charakterizovany predevsim svoji fidici a vyhodnocovaci
Casti, kterd mlze byt samostatnym zafizenim nebo ¢asti vétsiho systému v zavislosti na konkrétnim
rfeSeni a aplikaci.

Proto je tato mezinarodni norma pouzitelna jak na jednoduché, tak na slozité pristroje, v zavislosti na
poskytovanych funkcich, ale spiSe s ohledem na mikroprocesorovou strukturu nez na pouZziti.

Norma se zabyva obecnymi pozadavky pouzitelnymi na mikroprocesorové pristroje k méreni zafeni a
dodateCnymi specifickymi pozadavky pouzitelnymi na:

- modularni mikroprocesorové mérice Cetnosti;
- mikroprocesorové lokalni stanice k monitorovani zareni;
- 0sobni a prenosné mikroprocesorové mérici pristroje;

- mikroprogramové vybaveni pro mikroprocesorova zafizeni k méreni jaderného zareni.
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1 Rozsah platnosti a predmet normy

Tato mezinarodni norma plati pro pfistroje, které pouzivaji ke zpracovani signall (generovanych
detektory zareni) mikroprocesor.

Cislicové a analogové méfice ¢etnosti se jiz dlouho pouzivaji v jaderné oblasti, ve vyzkumu, v
prdmyslu a radia¢ni ochrané.

Redeni takovéhoto zafizeni s mikroprocesorem umoziuje dosdhnout lepsich vlastnosti pokud jde o
presnost, opakovatelnost, prizpldsobeni aplikaci a univerzalnost, a umoznuje rozsifit funkce o rlizné
pomocné cinnosti.

Proto jsou tyto pristroje spiSe povazovany za mikroprocesorova zarizeni k mereni zareni nez za
jednoduché mérice Cetnosti.

Predmétem této normy je stanovit specifické standardni pozadavky vCetné charakteristik a
zkusebnich podminek pro mikroprocesorova zafizeni k méreni zareni.



2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu této
mezinarodni normy. V dobé uverejnéni této mezinarodni normy byla platnad uvedena vydani. VSechny
normy podléhaji revizim a Ucastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této mezindrodni normy, by
méli vyuzit nejnovéjsiho vydani dale uvedenych norem. Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych
mezinarodnich norem.

IEC 50(351):1975 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 351: Automatické fizeni
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 351: Automatic control)

IEC 50(391):1975 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 391: Detekce a méreni ionizujiciho
zareni elektrickymi prostredky

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 391: Detection and measurement of ionizing
radiation by electric means)

IEC 50(392):1976 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 392: Pfistroje jaderné techniky -
Dodatek kapitoly 391
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 392: Nuclear instrumentation - Supplement to

Chapter 391)

IEC 86-1:1993 Primarni baterie - C4st 1: V3eobecné

(Primary batteries - Part 1: General)

IEC 86-2:1993 Primarni baterie - Cést 2: Specifika¢nf listy

(Primary batteries - Part 2: Specification sheets)

IEC 293:1968 Napajeci napéti pro tranzistorové pfistroje jaderné techniky

(Supply voltages for transistorised nuclear instruments)

IEC 359:1987 Vyjadrovani vlastnosti elektrického a elektronického mériciho zarizeni
(Expression of the performance of electrical and electronic measuring equipment)
IEC 777:1983 Nazvoslovi, veli¢iny a jednotky radia¢ni ochrany

(Terminology, quantities and units radiation protection)

IEC 1187:1993 Elektrické a elektronické méfici pristroje - Dokumentace

(Electrical and electronic measuring equipment - Documentation)

-- Vynechany text --



